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Nanoestruturas tem espaco relevante na ciéncia, e possuem vasta aplicacdo em areas
tais como a catalise, microeletronica, medicina, cosmética, entre outros. Tendo isso em vista,
0 presente projeto baseou-se em produzir nanoparticulas metalicas e bimetalicas através da
técnica Laser Ablation, as quais foram caracterizadas por diferentes técnicas de analise de
materiais.

A técnica Laser Ablation (LA) consiste em focalizar um feixe de laser pulsado de alta
intensidade em uma amostra, que no caso € uma liga metélica ou bimetalica, gerando
particulas a partir do bulk do sistema. Usamos um laser do tipo ND YAG com comprimento
de onda de 1060nm e poténcia de 100mJ/s. Com a técnica obtiveram-se particulas de trés
materiais diferentes: metal Pd e ligas bimetalicas PtPd e PdCu. Todas as amostras foram
preparadas em solucdo aquosa de Citrato de Sodio.

As particulas foram analisadas com a técnica de Difragdo de Raios-X (DRX), para
determinar a estrutura cristalina do sistema, seus parametros de rede e didmetro médio de
cristalito. Utilizou-se Microscopia Eletronica de Transmissdao (MET) para determinar suas
distribuicGes de tamanhos, e Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) para
determinar suas composi¢fes. Foram aplicadas as técnicas de Espectroscopia de Fotoelétrons
Excitados por Raios-x (XPS) para sua estrutura eletronica e estado quimico, bem como a
Espectroscopia de Absorcdo de Raios-X (XAS), para determinar a ordem estrutural de curto
alcance entorno dos atomos de Cu e Pt.

Os resultados obtidos pelo conjunto de técnicas permitem analisar e comparar essas
nanoparticulas produzidas via Laser Ablation com sistemas equivalentes produzidos por via
qguimica (Laboratorio de Espectroscopia de Elétrons LEe- da UFRGS). Foi possivel observar
diferengas consideraveis nas propriedades estruturais e eletrénicas. A comparacao indica que
as nanoparticulas produzidas por LA sdo formadas por multicristalitos, enquanto as particulas
produzidas por via quimica sdo monocristalitos em geral. Além disso, foi possivel verificar
que as nanoparticulas produzidas por LA possuem energias de ligacdo dos elétrons dos niveis
Pd — 3ds,; maiores que os seus respectivos metais na forma bulk, caracteristica que néo foi
observada nas particulas produzidas por via quimica. Mostraremos o0s principais resultados
obtidos nesta apresentagéo.



